Descricao: Azulejo do século XVIII (1700-1720); Origem: Lisboa.

Amostras: Fragmentos, uma sec¢ao semi-polida e uma
amostra de chacota moida em deposito no Museu
Nacional do Azulejo em Lisboa.
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LYY YN Caracterizagdo Morfologica: IMAGENS MACROSCOPICAS

Azulejo com algum craquelé.

Chacota bege compacta com poros
circulares e alongados; poucas
inclusdes.

voltar ao indice




AWMLY Caracterizagdo Morfoldgica: IMAGENS DE SEM

20.0kV 11.5mm x120.BSECOMP 40Pa 400um 20.0kV 11:5mm x110 BSECOMP 40Pa 500um 20:0kV-11.5mm x160 BSECOMP 40Pa

 Espessura do Vidrado = 702 um

Equipamento: Microscopio eletronico de varrimento HITACHI 3700N acoplado a
um espectrometro de energia dispersiva de raios-X Bruker Xflash 5010.

coRee voltar ao indice




VAWMLY Caracterizagéo Fisica: PROPRIEDADES HIDRICAS/POROSIDADE

Curva de Absorgéo de Agua (Chacota)

Massa voliimica real
3 2634
(kg/m’)
14,0 ;o w
’ - -6 A—”—H‘“
120 oo —o—0 Massg volumica aparente 1803
_ 100 (kg/m’)
3\:; 8,0
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2 40 )
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< 00 4 w w w w w w w ) Coeficiente de capilaridade
0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 (k Im2Ih1/2) 0,9
Tempo'/2(h1/?) g
Teor maximo de agua 19.9
(%) ’

Procedimento: baseado na norma NP EN-13755.

voltar ao indice




AVANY YN Caracterizagdo Fisica: POROSIMETRIA DE MERCURIO

Curvas de Porosimetria (Chacota)

Curvas de distribuicdo
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Procedimento: baseado na norma ASTM D4404-84.
Equipamento: Porosimetro Quantachrome Autoscan

voltar ao indice




Caracterizagdo Quimica: ANALISE POR SEM/EDS

Equipamento: Microscopio eletronico de varrimento HITACHI 3700N acoplado a
um espectrometro de energia dispersiva de raios-X Bruker Xflash 5010.

voltar ao indice




Caracterizagdo Quimica: ANALISE POR SEM/EDS

e

Combinacao Combinacao
K_Ca_Sn_Ph Al_Si_Fe

Equipamento: Microscopio eletronico de varrimento HITACHI 3700N acoplado a
um espectrometro de energia dispersiva de raios-X Bruker Xflash 5010.

voltar ao indice




Caracterizagdo Quimica: ANALISE POR SEM/EDS
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Equipamento: Microscopio eletronico de varrimento HITACHI 3700N acoplado a
um espectrometro de energia dispersiva de raios-X Bruker Xflash 5010.

VIDRADO BRANCO

w

5 10 15

hev- AzuRe164 EDS Vidrado.xls

voltar ao indice



../Dados Analíticos_Links/EDS/AzuRe164/AzuRe164_EspectroEDS_Vidrado.xls

Caracterizagdo Quimica: ANALISE POR SEM/EDS

PIGMENTO AzUL

Equipamento: Microscopio eletronico de varrimento HITACHI 3700N acoplado a
um espectrometro de energia dispersiva de raios-X Bruker Xflash 5010.

- keV -

AzuRe164 EDS Azul.xls

voltar ao indice



../Dados Analíticos_Links/EDS/AzuRe164/AzuRe164_EspectroEDS_Azul.xls

Caracterizagdo Quimica: ANALISE POR SEM/EDS

INTERFACE

o—

T T T T T T
5 10 15

kv AzuRe164 EDS Interface.xls

Equipamento: Microscopio eletronico de varrimento HITACHI 3700N acoplado a
um espectrometro de energia dispersiva de raios-X Bruker Xflash 5010.

voltar ao indice



../Dados Analíticos_Links/EDS/AzuRe164/AzuRe164_EspectroEDS_Interface.xls

Caracterizagdo Quimica: ANALISE POR SEM/EDS

CHACOTA

10

1074

1072__
T T T

Equipamento: Microscopio eletronico de varrimento HITACHI 3700N acoplado a
um espectrometro de energia dispersiva de raios-X Bruker Xflash 5010.

T T T T
10 15

AzuRe164 EDS Chacota.xls

o
[l

- keV -

voltar ao indice



../Dados Analíticos_Links/EDS/AzuRe164/AzuRe164_EspectroEDS_Chacota.xls

Caracterizagdo Quimica: ANALISE POR SEM/EDS

Composigao quimica (% m/m)*

Area Analisada Na Mg Al Si S C K Ca Ti Fe Co N As Sn Pb Bi

321 010 6,99 4259 - 964 283 009 1,08 7,91 2551
vidrado branco

3,21 549 32,04 - 852 252 - 158 079 063 3,70 1642 20,13 4,97
‘pyento azAu‘Ii

125 1,72 7,76 25770 0,15 147 5288 0,54 488 - 3,64

chacotmo interface)
123 185 893 2815 006 0,09 157 4862 060 6,46 - 244

chacota

*- Os valores apresentados na tabela correspondem as percentagens massicas dos elementos detetados na amostra, ndo considerando o teor de
oxigénio e normalizados a 100% (ver aviso).

Equipamento: Microscopio eletronico de varrimento HITACHI 3700N acoplado a
um espectrometro de energia dispersiva de raios-X Bruker Xflash 5010.

voltar ao indice



../Dados Analíticos_Links/Aviso.pdf

AVAXCUECY N Caracterizagdo Mineralogica: ANALISE POR XRD

CHACOTA

1 Ciobmi
| PDF 72-2128 ( Ca1.96 Na.05 ) ( Mg.24 AL.64 Fe.12 ) ( Si1.39 AL61 O7 ) Gehlenite
| PDF 88-1807 Ca ( C 03 ) Calcite
| POF 85-0796 Si 02 Quartz
| PDF 10-0288 Ca3 Fe2 +3 ( Si 04 )3 Andradite, syn
|| PDF 85-1421 K (Al Si2 06 ) Leucite high

10 20 30 40 50 60 70

2Theta (Coupled TwoTheta/Theta) WL=1,54060

Composic¢ao mineraldgica semi-quantitativa (% m/m)

Quartzo Gelenite Calcite Andradite Leucite
Sio, Ca,Al(AISiO;,) CaCO, CasFey(Si0,); K(AISi,Op)
11,08 45,38 35,37 7,13 1,04

Equipamento: Difratdmetro de raio-X Bruker AXS-D8 Discover

voltar ao indice




